Karta danych Ao Hoffmann Group

Mikrometry zewnetrzne z podziatka 100-czesciowq, zakres pomiarowy: 50-75
mm

Dane zamodwienia

Numer katalogowy 420750 50-75
GTIN 4045197203878
Klasa artykutu 42B
Opis

Wykonanie:

Doktadnie docierane powierzchnie pomiarowe z weglikow spiekanych.
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. DZwignia ustalajaca.
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujacy od ciepta dtoni.

w dostawie::

Od wielk. 25-50 z T wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziatka bebenka pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

@ wrzeciona: 8 mm

@ bebenka pomiarowego: 30 mm

Opis techniczny

@ bebenka pomiarowego 30 mm
odczyt 0,01 mm
@ wrzeciona 8 mm
zakres pomiarowy 50-75mm

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 29.05.201916:32 1/2



Karta danych

AE} Hoffmann Group’

podziatka bebenka pomiarowego
Kalibracja

Kalibracja

norma

Technika pomiarowa

1/100 mm
B2
B1

DIN 863

analogowy

Opakowanie sztywny pojemnik
Ustugi

Znakowanie opis laserowy 018940
Kallb.raqa WZOrcow nastawczych do mikrometrow maks. 012110 100
wymiar nominalny 100 mm

Kalibracja mikrometréw maks. zakres pomiarowy 100 mm 012050 100
Kallb_raqa DAKKS Mikrometr kabtagkowy maks. zakres 012060 100
pomiarowy 100 mm

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometréow dtugosc¢ catkowita 50 421100 50

mm
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